
SŁOWO W STĘPNE

N iniejszy Zeszyt N aukow y jes t kolejnym wydaniem prezentującym  w ybrane prace w y­

konane w  Insty tucie M etrologii i A utom atyki E lektrotechnicznej na W ydziale E lektrycznym  

Politechniki Śląskiej w  Gliwicach. W ydania Zeszytów  „instytutow ych” są  ju ż  m ocno ugrun­

to w an ą  tradycją  naszego Insty tu tu  i jes t to  jedna z form  upow szechniania, a  także archiw izo­

w ania dorobku.

W  aktualnie przedstaw ianym  Zeszycie znajdują się prace realizow ane na przełom ie lat 
2000/2001, głów nie w  ram ach tzw . badań statutow ych oraz badań w łasnych prow adzonych 
w  Instytucie. T em atyka prezentow anych prac obejmuje zagadnienia układów  do pom iarów  

naprężeń m echanicznych oraz grubości pow łok, zagadnienia badania w łaściwości dielektry­

ków , a  tak że  zagadnienia system ów  sterujących w  kalibratorach niskiej częstotliw ości, m ode­

low ania p rzetw orn ików  dw uparam etrycznych oraz czujników  pelistorowych.

P rzedstaw iane artykuły zaw ierają zarów no analizy teoretyczne, jak  i wyniki badań 

sym ulacyjnych lub eksperym entalnych oraz w skazania aplikacyjne. N iek tó re  prace są 

fragm entam i przygotow yw anych rozpraw  doktorskich i habilitacyjnych.

A rtykuły prezentow ane w  niniejszym Zeszycie N aukow ym , ani ich fragm enty nie były 

do tychczas nigdzie publikow ane, natom iast niektóre były referow ane na w ew nętrznych sem i­
nariach Insty tu tu  lub innych instytucji.

N iek tó re  prace (poz. 1 i 2 spisu treści) zostały w ydrukow ane w  w ersji dw ujęzycznej (pol­

ska i angielska), co m oże być przydatne przy cytowaniu artykułów  z Z eszy tów  N aukow ych 

„E L E K T R Y K A ” jako  m ateriału źródłow ego w  publikacjach zagranicznych. W  przyszłości 

zam ierzam y kontynuow ać w ydania dwujęzyczne, zw łaszcza w  odniesieniu do oryginalnych 

prac, k tórych pełne opublikow anie w  czasopism ach zagranicznych, ze  w zględu na objętość - 

nie je s t m ożliwe.
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FOREW ORD

T he curren t issue o f  ou r Scientific B ulletins presents the selected results o f  research 

w orks carried o u t by the academ ic s ta ff o f  the Institu te o f  E lectrical M easurem ents and C on­

tro l E ngineering  o f  the E lectrical Faculty  o f  Gliwice. The Scientific B ulletins are the  trad itio ­

nal w ay  o f  popularization  as well as archivization o f  our scientific achievements.

T he cu rren t issue contains the results o f  the research  w orks realized in yers 2001/2002, 
m ainly in th e  fram e o f  the sta tu te  w orks and individual investigations. T he subjects o f  the 

p resen ted  papers cover the w ide range o f  problem s, namely: system s fo r m echanical stress 

and coating  th ickness m esurem ents, investigations o f  properties o f  dielectrics, contro l system s 

in low  frequency calibrators as well as m odelling tw o-param eter tranducers and pellistor sen­

sors.
T he p resen ted  papers contain the theoretical analyses, the results o f  sim ulation investiga­

tions o r experim ents as well as the exam ples o f  application. Som e w orks are the parts o f  the 

d o c to r’s theses o f  the academ ic s ta ff o f  ou r Institute.
T he papers included in the current issue have no t been published up to  now , bu t som e o f  

them  w ere  presen ted  at the sem inars o f  ou r Institu te  o r the o ther institutions.
T w o  papers (by Parchanski J., D avid ..) are w ritten in bilingual version (Polish and E ng­

lish), w hich can be useful fo r referring to  them  in foreign languge literature. In the fu ture w e 

are go ing  to  continue bilingual versions, especially if  the papers will be novel and original and 

publishing them  in foreign jou rnals will no t be  possible because o f  there  volum e.
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